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CAMPUS: Nova Suica
DISCIPLINA: CODIGO:
Metrologia GOOMETRO0.01

Inicio: FEVEREIRO/2023

Carga Horaria: Total: 60 horas-aula Semanal: 4 aulas Créditos: 4
Natureza: Teorica/Pratica

Area de Formacao - DCN: Profissionalizante

Competéncias/habilidades a serem desenvolvidas: C4; C8; C9; C11; C12; C13 (de acordo
com o item 4.1 do Projeto Pedagdgico do Curso)

Departamento que oferta a disciplina: Departamento de Engenharia Mecénica

Ementa:

Medicao de grandezas fisicas mais usadas na mecanica. |Sistema de medi¢ao generalizado.
Caracteristicas de respostas dinamicas dos sistemas de medicdo. Erros de medicao.
Utilizagdo correta de instrumentos convencionais de medigdo. Medigdo angular. Blocos
padrdo. Rugosimetro. Projetores oticos de perfil. Microscopio de medicdo e dados
essenciais de um certificado de calibracao.

Curso Periodo Eixo Obrigatéria Optativa
Engenharia de 40 Fundamentos da x
Materiais Engenharia

INTERDISCIPLINARIEDADES
Prerrequisitos
Estatistica
Correquisitos

Objetivos: A disciplina deverd possibilitar ao estudante

1 Proporcionar ao estudante de engenharia os fundamentos da metrologia mecanica
dimensional, habilitando, assim, 0 aluno ao exame de métodos e critérios de medicéo.

2 | Utilizacdo de instrumentacdo convencional e ndo convencional.

3 | Aplicar os conceitos fundamentais do vocabulario internacional de metrologia.

4 | Conhecer a rastreabilidade dos padrdes.

5 | Conhecer a importancia da calibracdo do sistema de medicao.

6 | Conhecer os tipos de erros, curva de erros e erro maximo de medigéo.

7 Conhecer os parametros de medicdo de rugosidade (Rugosidade média Ra,
rugosidade total Ry).

8 |Expressar corretamente o resultado de uma medicao.

9 | Utilizar rugosimetro, microscopio e projetores 6ticos de perfis.

Unidades de Ensino Carga Horaria
(h/a)
INTRODUCAO A METROLOGIA

Metrologia no nosso cotidiano.
1 |Importancia da medigéo. 02
Areas da metrologia.

Metrologia no Brasil.
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Principais institutos metrolégicos do mundo.
Medir para monitorar, controlar e investigar.

CONCEITOS FUNDAMENTAIS.

Mensurando.

Indicacao.

Indicacéo direta.

Incerteza de medicéo.

Sistema de medicao.

Resolucéo.

Faixa de medigéo.

Resultado base.

Expressao correta do resultado de uma medicéo.

04

SISTEMAS DE UNIDADES
Histéria das unidades de medida.
Sistema internacional — Sl.

3 |Importancia do SI. 04
Medicdo de grandezas fisicas.
Sistema inglés.

Conversoes de unidades.

SISTEMA DE MEDICAO.
Defini¢des.

Métodos basicos de medicao.
4 | Mobdulos béasicos de um sistema de medicéo. 04
Sistema metrolégico brasileiro.

Automacédo na metrologia.

Caracteristicas metroldgicas dos sistemas de medicéo.

INSTRUMENTACAO CONVENCIONAL.
Régua graduada.

Paquimetro: Resolucédo 0,05mm e 1/128”.
5 |Paquimetro: Resolugao 0,02mm e 0,001”. 18
Micrémetro externo: Resolug&o 0,01mm e 0,001mm.
Relégio comparador.

Prética de medicéo.

MEDICAO ANGULAR.
6 | Gonidmetro. 02
Pratica de medicgéo.

BLOCOS PADRAO

Materiais.

Classes.

Montagem e técnica de empilhamento.

ERROS DE MEDICAO.

Erro sistematico.

Erro aleatorio.

Fontes de erros.

Valor verdadeiro convencional.
Erro de medicéo.

Tendéncia.

Correcéo.

Erro maximo.

Curva de erros.

9 |RUGOSIDADE. 04
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Conceitos basicos.

Influéncia da Rugosidade
Parametros de rugosidade.
Critérios para avaliar rugosidade.
Rugosimetro.

Pratica de medicao.

10

PROJETORES OTICOS DE PERFIS.

Aplicacdes

Sistema de projecdo diascépica, episcopica e mista.
Pratica de medicéo.

04

11

MICROSCOPIO DE MEDICAO
Aplicacdes 04
Pratica de medicao.

CALIBRACAO DE SISTEMAS DE MEDICAO.
Conceitos bésicos.

Importancia da calibracao

Verificacdo, ajuste e regulagem.
Rastreabilidade.

12 Métodos de calibragéo. 04
Intervalo de calibracéo.
Incertezas de medicéo.
Roteiro de calibracao.
Certificado de calibracéo.
Total 60
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